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Sposob wykrywania pustek, nieciagloSci i stref odpreieﬁ,
wystepujacych zwlaszcza w gérotworze
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Przedmiotem wynalazku jest spos6b wykrywania
pustek, niecigglo$ci i stref odprezen, wystepujacych
w gbérotworze. a w szczegblnosci starych wyrobisk
gorniczych stanowigcych niebezpieczenstwo dla zy-
cia ludzkiego i budownictwa.

Znany spos6b wykrywania miejednorodnoéci
oérodka skalnego za pomocg ‘pomiar6w mikrogra-
wimetrycznych polega ma pomiarze, za pomocsy gra-
wimetru, anomalii sily ciezkoéci w okreSlonych
punktach pomiarowych badanego terenu. Uzyskane
z pomiaré6w wyniki przedstawia sie w postaci od-
powiednich wykres6w lub map.

Wada tego sposobu jest mata czulo§¢ wykrywa-
nia plytko lezgcych pustek skalnych o wymiarach
kawern i chodniké6w eksploatacyjnych, spowodowa-
na bledem pomiaréw mikrograwimetrycznych wy-
noszagcym 10,01 mGala oraz oddzialywaniem gra-
dientu poziomego sagsiednich niejednorodnosci
ofrodka skalnego na mierzong warto§é anomalii silty
ciezkoSci w danym punkcie. Inng wady tego spo-
sobu jest mala selektywno§¢é wykrywania miejedno-
rodnoéci matych rozmiaréw i plytko zalegajacych.

Celem wynalazku jest zwickszenie zdolno§ci wy-
krywania miejednorodnoéci o$rodka skalnego maja-
cych male rozmiary i wystepujacych piytko pod
powierzchnig badanego terenu.

Cel ten zostal osiagniety za pomocg sposobu wy-
krywania pustek, nieciggloéci i stref odprezen, wy-
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stepujacych zwlaszcza w goérotworze, polegajgcego
na wykonaniu zdjecia profilowego lub powierzch-
niowego gradientu pionowego sily ciezkoéci na po-
wierzchni badanego terenu.

Zaleta sposobu, wedtug wynalazku, jest duza se-
lektywnoéé wykrywania miejednorodno$ci matych
rozmiaréw i plytko zalegajacych oraz okolo dzie-
sieciokrotnie wieksza dokladno§é pomiaru w sto-
sunku do pomiar6w metoda mikrograwimetryczng.

Spos6b wykrywania pustek, niecigglo$ci i stref
odprezeni, wystepujacych zwlaszcza w gérotworze,
wediug wymnalazku, polega ma wykonaniu zdjecia
profilowego lub powierzchniowego gradientu pio-
nowego sily ciezko$ci na powierzchni badanego te-
renu. Odstepy pomiedzy punktami pomiarowymi,
w zalezno$ci od potrzeb, przyjmuje sie od 5 do
20 metréw. Uzyskane wyniki przedstawia sie w po-
staci odpowiednich wykreséw lub map.

Zastrzezemie patentowe

Sposéb wykrywamia pustek, nieciaglo$ci i stref
odprezen, wystepujacych zwlaszcza w goérotworze,
przy muzyciu zdjeé profilowych lub powierzchnio-
wych wykonanych na powierzchni badanego terenu,
znamienny tym, ze zdjecia profilowe i powierzch-
niowe wykonuje sie na podstawie pomiaru piono-

" wego gradientu sity cieikqédi.
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